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片状银粉

编制说明
一、工作简况

贵研铂业股份有限公司于2006年2月向上级主管部门提出修订GB/T1773-1995国家标准的计划 ，2006年4月全国有色金属标准化技术委员会以有色标委（2006）第13号文下达该国家标准的修订任务，国家标准计划号为XXXXXX，技术归口单位为中国有色金属工业标准计量质量研究所，起草单位为贵研铂业股份有限公司。
本标准主要起草人：黄富春、赵玲、刘继松、陈伏生、马晓峰。

二、编制过程
接到本标准的修订任务后，标准起草单位组织修订人员查阅了大量的资料。首先对原国家标准GB/T1773-1995《片状银粉》进行了全面研究分析，并总结了我公司对片状银粉的研究成果及多年的生产应用情况，同时查阅了部分国外厂商的产品技术指标，结合国内现状，根据多年来产品的生产经验和使用要求，认真分析研究了各相关技术指标，在积累大量数据的基础上，于2006年12月完成了草案稿。
修订本标准的原则是以国家标准GB/T1773-1995《片状银粉》为基础，力求使本标准技术指标与国际先进标准接轨，既考虑到本标准的先进性，又注重其适应性和可操作性。

三、修订技术内容的说明
1、原国家标准GB/T1773-1995《片状银粉》表2中片状银粉的平均粒径越大，其松装密度和振实密度就越小，这与多年的应用结果不符合。由于片状银粉的原料通常是超细银粉, 而超细银粉的制备主要与还原剂,还原温度及还原溶液的浓度等有关，所制备出的超细银粉的形貌大不相同，长期应用结果表明，片状银粉的粒径与其松装密度、振实密度之间没有线性关系，因此必须对原标准进行修定订。

2、 片状银粉粒径的测定，原来的估算方法不够准确、复杂、误差较大而且实用性差，根据多年的应用总结及适应科学技术的发展，测定方法改为按GB/T10977.1-2003即采用激光粒度分析仪进行测定，这种方法操作简单，方便快捷、直观而且相对准确。  

3、本标准中增加了烧损率、比表面积、微粒尺寸分布等要求。

4、将原国家标准表1、表2中片状银粉的产品牌号删除，把产品牌号FAgL-1、FAgL-2、FAgL-3改为编号1、2、3。

5、增加了粒径特征参数D10、D50、D90，微粒尺寸分布中D90表示90%的微粒，D50表示50%的微粒，D10表示10%的微粒。
6、根据电子产品无铅、无镉化的国际趋势，增加有害杂质元素Cd的最高允许量为0.001%。
四、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，与现行标准相比，技术参数要求更合理，格式更规范，建议用修订后的标准代替GB/T1773-1995。
五、参考标准

GB/T 5060  金属粉末松装密度的测定  第1部分 漏斗法

GB/T 5162  金属粉末—振实密度的测定

GB/T 1774  超细银粉 附录A中超细贵金属粉末比表面积的测定

GB/T 19077.1  粒度分析 激光衍射法

GB/T 15555.2  固体废物 铜、锌、铅、镉的测定

